


























专利名称(译) 用于显示目标物体质量水平的超声成像系统和方法
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[标]发明人 PERREY CHRISTIAN FRITZ

发明人 PERREY, CHRISTIAN FRITZ

IPC分类号 A61B8/08 A61B8/00
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外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种超声成像的方法，包括获取超声数据，以及在获取超声数据的过程
中获取目标物体的目标物体质量参数。 一个或多个处理器基于目标物体
质量参数确定目标物体的目标物体质量水平，并基于目标物体质量水平
自动选择目标物体质量指标。 一个或多个处理器还基于超声数据并且包
括与目标对象相关联的目标对象质量指示符来生成图像，并将该图像显
示在显示装置上。
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